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La tomographie par impédance électrique (EIT), est une technique non-invasive de reconstruction
de conductivités, à partir de mesures électriques à la surface du corps. Plus précisément un courant
est injecté au travers d’électrodes et le potentiel électrique qui en résulte est mesuré sur ces mêmes
électrodes. Mathématiquement le problème direct consiste à calculer le potentiel électrique u dans le
domaine en fonction du courant injecté Im dans chaque électrode Em et de la conductivité σ dans le
domaine : 

−∇.(σ∇u) = 0 on Ω,
u = Um, on Em, m = 1, ..,M,

σ∇u.n = 0, on ∂Ω− {
M⋃

m=1
Em},∫

Em

σ∇u.n = Im,

(1)

n représente le vecteur normal extérieure sur Ω. Le problème inverse consiste à estimer la conductivité
σ à partir des mesures électriques (~I, ~U) à la surface du corps. Nous proposons une méthode de frontière
immergées pour résoudre numériquement (1). Le problème est discrétisé sur une grille cartésienne et la
géométrie est prise en compte par level-set. Nous démontrons la convergence de la solution du problème
discrétisé vers la solution de (1). Nous présenterons des résultats numériques démontrant l’efficacité
de notre méthode à la fois pour le problème direct (1), et le problème inverse de reconstruction de la
conductivité du milieu.

Figure 1 – Exemple de reconstruction préliminaire de conductivité. À gauche conductivité de réfé-
rence. À droite conductivité obtenue par la reconstruction .
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